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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est cons-
tamment revu par la Commission afin d’assurer qu’il reflete
bien I’état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs a ce travail de révision, a Iéta-
blissement des éditions révisées et aux mises & jour peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEI et en
consultant les documents ci-dessous:

® Bulletin de lIa CEI

Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the contents
reflect current technology. :

Information on the work of revision, the issue of revised:
editions and amendment sheets may be obtained from IECE
National Committees and from the following IEC sources:’

@® I[EC Bulletin

3A Lt FIRIRL1 “
Pubilv TrMeSIrenemernt

@® Rapyort d’activité de la CEI
Publié annuellement

® Catalogue des publications de la CEI
Publi¢ annuellement

Terminofogie utilisée dans la présente publication

Seuls spnt définis ici les termes spéciaux se rapportant a 4
présente gublication.

En ce fjui concerne la terminologie généralé\le lesten
reportera |4 la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Elestro
technique|International (V.E.L), qui est établie sGus forme de

chapitres péparés traitant chacun d’un sujet défin§, I"index généc
ral étant publié séparément. Des @étails complets\sur Ia L.
peuvent &fre obtenus sur demarig

Symbole graphit@

Seuls ,{I: symboles ~gp4
inclus da

Le recy|
la CEI fa

Les sym

font I'objg la CEL

rublishea quarter]

cia erms required for the puipose of this publication

Qr genergl terminology, readers are [referred to IEC Publi-

0+ International Electrotechnicgl Vocabulary (1LE.V.),
hich is issued in the form of separatq chapters each dealing
¥ a specific field, the General Indey being published as a
separate booklet. Full details of the [.LE.V. will be supplied
on request.

Graphical and letter symbols

Only special graphical and letter synbols are included in
this publication.

The complete series of graphical synmjbols approved by the
IEC is given in IEC Publication 117.

Letter symbols and other signs apprpved by the IEC are
contained in IEC Publication 27.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DIRECTIVES POUR LA SPECIFICATION DE LIMITES
AUX IMPERFECTIONS PHYSIQUES
DE PIECES EN OXYDES MAGNETIQUES

PREAMBULE

les Comités d’Etudes
de mesure possible
s Comités nationaux.

18 s nationaux adoptent
esure ou les conditions nationales le
pationale corresppndante doit, dans la

CEI: Composants

Lleningrad en 1971.
125, fut soumis &

Les pays ¢€s explicitement en faveur de la publication:

Japon
Pays-Bas
Roumanie
Danemark Royaume-Uni
Etats-Unis d’Amérique Suede
France Suisse
Inde Turquie
Israél Union des Républiques

Italie Socialistes Soviétiques
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

GUIDE TO THE SPECIFICATION OF LIMITS
FOR PHYSICAL IMPERFECTIONS
OF PARTS MADE FROM MAGNETIC OXIDES

FOREWQORD

1) The formal decisipns or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Com

consensus of opinfion on the subjects dealt with.

2) They have the forfn of recommendations for international use and they are accepted by tHe
sense.

3) In order to prompote international unification, the IEC expresses the wish that all
the text of the IE[C recommendation for their national rules in so far as nationd
between the IEC recommendations and the corresponding national ryles should,\as
indicated in the I3tter.

This recommendlation has been prepared by I E C(Tec
and Ferrite Materfals.

A first draft wgs discussed at meed held i i iMA970 and in Leningrad in 1971. As g
result of this latte meeting, a fina Xntral Office)125, was submitted to the Nationz
Committees for approval upder tk aguary 1972.

ey

The following ¢ X publication:

Netherlands
Romania
Sweden
Switzerland
Turkey
Union of Soviet
Socialist Republics
United Kingdom
United States of America
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DIRECTIVES POUR LA SPECIFICATION DE LIMITES
AUX IMPERFECTIONS PHYSIQUES
DE PIECES EN OXYDES MAGNETIQUES

Généralités
La méthode de fabrication et la nature physique des piéces en ferrite laissent prévoir que ces
piéces peuvent présenter un certain degré d’imperfections physiques autres que celles concernant

la forme géométrique et les dimensions définies par les tolérances du dessin. Ces imperfections
sont en général des éclats, des fentes, des cavités, des bavures, etc. /™~

position et de la
tes d’imperfection
épessaire de fixer,
fommandation est

hites pour tous les
rme géométrique,

rtir aucun de ces

errite seront propres et exemptes de particules magroscopiques déta-
6 d’autre matiére étrangere. Cela s’applique particuliérement aux surfaces de

aré d’éclats tolérable dépend de I’endroit ol I’éclatement se produit. On peut prendre, pour
guide, les indications suivantes:

3.2.1

322

Pour les surfaces de contact ou leurs arétes, la surface éclatée ne doit pas dépasser un pourcentage
spécifié de la surface portante. Celui-ci s’échelonnerait normalement entre 2% pour les gros pots
(tels que les pots 26 X 16* ou plus gros) et 59 pour les petits pots (tels que les pots 9 X 5%).

Pour les surfaces de ferrite sur lesquelles on doit bobiner directement du fil isolé, par exemple les
tores et les bagues de déflexion, les éclats doivent étre trés petits. On ne peut tolérer que. de petits
éclats peu profonds avec des bords non coupants. Cette condition est particuliérement importante
pour les arétes sur lesquelles le fil est bobiné.

* Voir la Publication 133 de la CEI, Deuxiéme édition: Dimensions des circuits magnétiques en pots en oxydes ferro-
magnétiques et piéces associées.
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3.1

3.2

321

322

GUIDE TO THE SPECIFICATION OF LIMITS
FOR PHYSICAL IMPERFECTIONS
OF PARTS MADE FROM MAGNETIC OXIDES

General

Due to the method of manufacture and the physical nature of the product, ferrite parts can be
expected to exhibit some degree of physical imperfection other than the dimensional and geometric
form imperfections permitted by the drawing tolerances. These physical imperfections are generally

chips, cracks, voids, flash (fins), etc. TN
positic}x\a;li
i ysiogl

imperfectiop for a given class of ferrite part, e.g. a pot-core, it would be necessa

ticular spedification setting out in great detail the permissible extent of thé .

The purpoge of this recommendation is to provide a general guide to syaratl h

specificatiops.

The permissible extent of these physical imperfections will depend on the ty
size of the defect and on the function of the part. Thus, if it is required to establishNj

Relation to [other parts of the component specification

The artiqle sheet or component specification will j
following: [the physical dimensions, geome
properties, pnd mechanical strength.

o W

In geners
parameters|outside their limits, g
surface chip may locally take 4

Extent of physical i@e i

Surface conditions

LAY

All ferrife surfacey, shall \pe~clean “a free from loose macroscopic particles of ferrite angl
other foreif 1 ly to the contact surfaces.

4
Chipping

The pernfissi unpof chipping depends on where it occurs. The following recommendationls
may be takgn\as a guide:

For surfaces or edges of contact areas, the amount of chipping should not exceed a specified per-
centage of the contact surface area. This would normally range from 29/ for large cores (such as
pot-cores 26 X 16* or larger) to 59 for small cores (such as pot-cores 9 x 5%). '

For ferrite surfaces onto which insulated wire is to be directly wound, e.g. toroids and yoke rings,
the amount of chipping should be very small. Only small, shallow chips with smooth edges should
be permitted. This is particularly important at the edges over which the wire may pass.

* See IEC Publication 133, Second edition: Dimensions for Pot-cores made of Ferromagnetic Oxides and Associated

Parts.
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3.2.3 Pour les arétes et les surfaces non visées par les paragraphes 3.2.1 et 3.2.2, on autorisera les éclats

33

3.4

qui sont économiquement et esthétiquement acceptables par le constructeur et I"utilisateur et qui
n’affectent pas le fonctionnement.

Fissures, etc.

Les imperfections visibles, telles que les petites fissures, la porosité, les manques de matiére du
type habituel dans les piéces en céramique frittée, sont considérées comme acceptables si elles
n’entravent pas le fonctionnement correct de la piéce compléte et ne provoquent pas de franchis-
sement des tolérances des autres parameétres.

Bavures

Les bavures seront tolérées sur des picces pressées, pourvu que la_matiére ne se sépare pas,

nt pas le fonction-

nement correct de la piéce compléte.

Spécification des imperfections physiques

On a souvent besoin d’étalons visuels pour permet Sanidh comtrdle de s’assurer

On peut réaliser ces étalons soit sous fo g aphies ex relief (stgréogrammes), soit

&@
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3.2.3 Edges and surfaces not included in Sub-clauses 3.2.1 and 3.2.2 shall be permitted to have a

3.3

34

degree of chipping that is economically, functionally and aesthetically acceptable to the user
and the manufacturer.

Cracks, etc.

Visible imperfection, such as minor cracks, porosity and voids, of a type commonly found in a
sintered ceramic material, shall be judged acceptable provided that the imperfection does not
interfere with the proper functioning of the device and does not cause the part to go outside
the limits for other parameters.

v g g 24 4 PC _PC ll . C_PIro ide 1llc
does not Hecome readily dissociated from the piece part, that the dimensiona

exceeded, gnd that it does not interfere with the proper functioning of the deyict

—

SpeciﬁcatiI of physical imperfections
Visual s
component]| satisfies the specified requirements relating to physica

These stqndards may be in the form of stereographs (threg
or actual cpmponents exhibiting the permitted level of defedt.

7]
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